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【【研研究究シシーーズズ】】   

１．微小遅延故障検出法に関する研究  

   ＬＳＩ製造プロセスの微細化に伴い顕著となっている 

微小遅延故障の検出法，検出容易化設計法の研究。 

                                

２．超微細ＬＳＩ製造プロセスの製造ばらつきを考慮したＬＳＩ設計法に関する研究              

   ＬＳＩ製造プロセスの微細化を考慮したＬＳＩ設計法に関する研究。 

 

３．オンライン故障検出法に関する研究 

出荷後にフィールド（顧客先）で発生する故障のマスクや検出法に関する研究。特にＦＰＧA を

対象に研究を行っている。 
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考案した組み込み微小遅延検出方式（１）  考案した組み込み微小遅延検出方式（２） 

（ １ ～ ３ に 関 す る ニ ー ズ を お 待 ち し て お り ま す 。 ） 

【【そそのの他他ののシシーーズズ】】   

４．小規模の研究用のＬＳＩの試作経験を有する。 

先行開発，先行研究のための簡単な試作ＬＳＩチップであれば制作が可能です。 

５．Ｃ＋＋による３．５インチＨＤＤ用ドライブファームの開発に関する実務経験を有する。 

サーボ制御のドライブファームの業務コードの開発経験があります。 

 

【【過過去去のの主主なな相相談談・・共共同同研研究究・・受受託託研研究究等等】】   

 

【【メメッッセセーージジ】】   

ＬＳＩのテスト容易化設計に関することなら，少しはお役に立てるかもしれません。 

お気軽にご相談下さい。 


